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Hacrosiuit cTaHIapT YCTAHABIMBAEST TEPMUHBI ¥ OIPEICTICHMS ITOHITHI B 06IACTH 3JICKTPOMAarHATHOM
COBMECTHMOCTH CPEICTB BEIUNCTATETBHOM TCXHHUKH.

TepMHMHEI, YCTaHOBJICHHBIC HACTOSIIMM CTaHIAPTOM, O0S3aTEIbHE LI MPUMEHEHUA BO BCEX BHIAX
JTOKYMEHTALIMH 1 JIMTEPATYPHI IO 3IEKTPOMATHUTHOM COBMECTUMOCTH BXOASIIMX B chepy paboT mo craHaap-
TH3AITUH ¥ UCITOIB3YIONINX Pe3YIBTATH STHX padoT.

Hacrosmuit cranaapT mojokeH mpuMeHaThes coBMecTHO ¢ TOCT 30372,

1 ]Iy KaX10ro MOHSATHS YCTAHOBJIEH OMWH CTaHIApTU30BAHHEIM TEPMIH.

2 3akimoueHHas B KpYTJIbie CKOOKH YacTh CTAHIAPTH30BAHHOIO TEPMUHA MOXET GRITh OIyIlcHA MPH
HCITOTB30BAaHNM TEPMIHA B TOKYMCHTAX IO CTAHIAPTH3AIINH.

3 TIpuBeacHHBIC ONMpPEISICHUS MOXHO ITPH HEOOXOAMMOCTH M3MEHATh, BBOIS B HMX IPOM3BOIHBIC
TIPHU3HAKH, PACKPHIBAs 3HAYCHHU UCIIOIB3YEMEIX B HUX TCPMHUHOB, YKa3hIBas OOBEKTH, BXOAAIIINE B 00BCM
OTIPEIETIICMOTO TTOHATHS. MI3MEHeHH He JOJDKHEI HapyIlaTh 00heM M COIEpXaHIe IOHSTHIA, ONpeAC/TISICMBIX B
HAaCTOSILLIEM CTaHAAPTE.

B ciyuae, Korma B TepMIfHE COIEpXaTcs BCe HCOOXOIUMBIC U JOCTATOUHEIC IPH3HAKH IIOHSATH, OIpe]ic-
JICHIE HE MIPUBOAUTCSA U BMECTO HETO CTABUTCS MPOUYEPK.

4 B craHmapTe MpUBEICHH HHOASBIHEIC 3KBUBAJICHTH CTAHIAPTH30BAHHEIX TCPMHUHOB Ha HEMEITKOM
(de), aurmuiickoM (en) u dpaHiIysckoM (fr) sA3BIKax.

5 B craHmapTe nmpuBeACHH aji()aBUTHRIC YKA3aTeJIM TEPMHHOB HA PYCCKOM S3KIKE€ W WX HHOS3EUHBIX
SKBHBAJICHTOB.

6 TepMHHH H ONIpeACTCHIS OOIIETEXHUUECKIX MOHITHI, HEOOXOAUMEIC Tl MOHMMAHUS TEKCTA CTaH-
JlapTa, MpUBEACHH B MMPHWIOXCHHH.

7 CraHmapTH30BaHHBIC TEPMIHE HaOpaHHI IOMYXKHUPHEIM MPpHA(TOM, X KpaTKue (OpMEI, TIpeICTaRICH-
HBIe a00peBHATYPOI, — CBETIBIM.

OBIIIUE IIOHATHA

1 anexTpoMarnATHAS COBMECTHMOCTD (CpeAcTEa BouHC)MTENb- de  elektromagnetische Rechnervertriglichkeit
Hoil Texmmkn); DMC CBT en electromagnetic compatibility of a computer
fr  compatibilité électromagnétique de I’ordinateur
2 xavecTeo Qynkumonmporanns (CpeAcTBa suumcmMTeNbHOM de  Rechnerleistung
TEXHHKH NpH Bo3jeiiceum Buemmnx momex). CoBokym- en performance of computer
HOCTh CBOMCTB M MAapaMeTpOB, XapakTepuayiommx paGoro- fr  fonctionnement de I’ordinateur
CIIOCOGHOCTD CPECTBA BEIMHCIIATEILHON TCXHUKH TIPH BO3-
JCACTBMM BHCITHHMX JICKTPOMATHUTHHIX ITOMEX.
Il pumeyan ue. [IpuMeHIOT ceqyionme KpUTEPHI
kadecTBa (GYHKIMOHMPOBAHUS CPEACTBA BRIYHMCIMTEILHOM TEX-
HUKU IIPU BO3ACHCTBUM BHCITHUX TIOMEX:
A — HOPMaTBHOES QYHKUMOHMPOBAHUE C MAPAMETPAMH B CO-
OTBETCTBUU C TEXHUICCKUMU YCIOBHSIMM;

W3panve odmmamnuoe IlepeneyaTka Bocnpemena
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B — KpaTKOBPEMEHHOE HapylIeHHE QYHKIIMOHUPOBAHMS HIH
VXYALUICHUE TapaMeTPOB C TOC/CAYIONUIMM BOCCTAHOBIIC-
HHMEM BEIYUCIUTENEHOTO TIpoiecca 0e3 BMELIATEILCTBA
omepaTopa;

C — KpaTKOBPEMEHHOE HApyIICHUE (BYyHKIIMOHUPOBAHMS MTH
YXYALICHUE TMApaMeTPOB, TPeOyIolee 1Jisi BOCCTAHOBIIC-
HUS BRIYUC/IMTEIGHOTO TIPOLECCA BMELIATEIECTBA OIE-
paTopa;

D — HapyueHne GyHKUMOHMPOBAHWS WM YXYALICHUE IIapa-
METpPOB, TPEOYIOIICE PEMOHTA M3-3a BHIXOAA M3 CTPOH
000OpyIOBaHHUS WIH KOMIIOHCHTOB

3 pHemmina (NEKTPHIECCKAA) HeMb (CPEACTBA BHTHCIMTENLHOM

TEXHMKH): DJIEKTPHYECKAs LETh, MPSAHAZHAYCHHAS JIS1 IO~
KTOMEHUS BHEILHCH JIMHMU K CPEICTBY BEIMMCIMTCILHON TEXHHUKH.

IMpumMedaH ue. BHelnaa nems MOXET OHITh IETHIO
CHJIOBOTO DJIEKTPONUTAHHUSA, CHTHAILHOM IIEMBIO BBOJA-BHLIBO-
I3 WM LETHIO 3a3¢MJICHUS

4 pHemnAs moMexa (CPEACTBY BLIYMCIMTEILHOH TEXHMKH):
DNeKTPOMATHHTHAS TIOMEXA CPEICTBY BEIYMCIMTEIEHOM TEX-
HUKH, CO3NaHHAasA BO BHCLIHMX IETSX /WM B OKPYXAIOIIEM
TIPOCTPAHCTBE JIIOOBIM BHCITHHUM MCTOYHHUKOM

5 BHyTpennss noMexa (CPEACTBY BLMMCIMTENLHON TEXHHKH):
DJIEKTPOMATHUTHAS TTOMEXA CPEACTBY BREIYMCIUTCILHOM TEX-
HHUKH, HCTOYHHK KOTOPOM SIRJISICTCS 9ACTHIO CPEICTBA BRIYMC-
JIUTEIBHON TEXHUKH

6 noMexoyCTOHIMBOCTL (CPEACTBA BHMHCIMTE/LHON TEXHMKH)
IO CETH NMTAHRA: YCTOMIMBOCTE CPEACTBA BEITUCIMTCIIEHOM
TEXHUKH K BO3ICHCTBUAIO CCTEBEIX IIOMEX

7 ypoBeHb TOMEXOYCTOHYMBOCTH (CPEACTBA BLIMHCIMTEIbHOM
TeXHnKM): MakCHMAaJIbHELA YPOBEHB BHEIIIHEH IIOMEXH C PET-
JIAMCHTUPOBAHHEIMM 3HAYCHUSMU TTAPaMETPOB, PH KOTO-
POM CPEACTBO BEMUCIMTEILHOM TEXHUKH €IIIE COXPAHACT 3a-
JAHHOE Ka49eCTBO (hYHKIMOHMPOBAHUS

8 HOpMA HA TMOMEXOYCTOHIMBOCTD (CPEACTBA BLIYMCIHTEILHOMK
TEXHHKH): PeriIaMeHTUPOBAHHOS MHMHMMAJILHOC 3HAYCHUE
YPOBHA TTOMEXOYCTOMIMBOCTH CPEACTBA BHIYMCIIMTEILHOM
TEXHUKH

9 ypoBeHb 3/IEKTPOMATHHTHOH COBMECTHMOCTH (CPEACTBA Bhi-
YMCIMTEIbHOH TeXHMKM): YPOBEHb BHEINIHECH ITOMEXH C
PEIJIaMeHTUPOBAHHEIMU 3HAYCHUAMHU TApaMETpPOB, JeXa-
UM MEXAY HOPMOM Ha IIOMEXOSMMCCHIO U HOPMOM Ha
TIOMEXOYCTOMIMBOCTD CPEICTBA BRIUMCITUTEIEHOM TEXHUKH,
TIPEBLIIICHUE KOTOPOIO B PEATHEIX YCIIOBUSIX MaJIOBEPOST-
HO

10 3amac (ypoBus) NoMeX03MHCCHH (CPeACTBA BHIYMCIUTEILHOK
TeXHUKH): Pa3HOCTh MEXIY YPOBHEM 3JICKTPOMATHUTHOM CO-
BMECTUMOCTH CPEACTBA BRIYUCIMTEILHON TEXHUKU U HOP-
MO# Ha ITOMEXOIMUCCHIO

11 3amac (ypoBHs) NOMEXOYCTOHIMBOCTH (CPEACTBA BLIYHCIH-
TeJbHOIH TeXHnkn): PasHOCTE MEXIy HOPMOI HA TIOMEXOYC-
TOMYMBOCT M YPOBHEM 3JICKTPOMATHUTHON COBMECTH-
MOCTH CPEACTBA BRIYHCIHUTCIILHON TCXHUKA

12 3amac 3JIeKTPOMATHHTHO# COBMECTHMOCTH (CPEACTBA BHIMHC-
JIHTEJIbHOM TexnnkH): PasnocTs MEXy HOpMOI Ha TIOMEXO-
YCTOMYHUBOCTb M HOPMO# Ha TIOMEXOOMMCCHIO CPEACTBA BhI-
YUCJIUTECIIBHOM TEXHUKH
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externe Rechnerleitungen
external electric circuits of a computer
conducteurs externes de I’ordinateur

externe Storung zu Rechner
external disturbance to a computer
perturbation externe de I’ordinateur

Innererechnerstorung
internal disturbance to a computer
perturbation interne de I'ordinateur

Rechnerstorfestigkeit

mains immunity of a computer

immunité par rapport a Ialimentation de
I’ordinateur

Storfestigkeitspegel eines Rechners

immunity level of a computer

niveau d’immunite de Pordinateur

Grenzpegel der Rechnerstorfestigkeit
immunity limit of a computer
limite d’immunite de I’ordinateur

elektromagnetischer Vertiglichkeitspegel eines
Rechners

electromagnetic compatibility level of a compu-
ter

niveau de compatibilité électromagnétique de
Pordinateur
Bereich  der eines
Rechners

emission margin of a computer

marge d’émission de I’ordinateur
Storfestigkeitsbereich eines Rechners

immunity margin of a computer

marge d’immunité de Pordinateur

Stérungemissionspegels

elektromagnetische Vertriglichkeitsbereich eines
Rechners

electromagnetic compatibility margin of a
computer

marge de compatibilité électromagnétique de
I’ordinateur



13 anmapaTypunii ypoBeHb HOMEXOYCTOHYHBOCTH (CpeacTsa Bu- de
YHCIATEIbHOH TEXHHKH): YPOBEHH ITOMEXOYCTOHUMBOCTH €n
CPECTBA BHIYMCIMTCILHOM TEXHWKH, MCIILITHIBAEMOTO aB- fr
TOHOMHO

14 cucremnbiii yPOBeHDb HOMEXOYCTOHIMBOCTH (CPeACTBA BhuMC- de
JIATEILHOH TEXHHMKH): Y POBEHL IIOMEXOYCTOWUMBOCTH CPEA- €n
CTBa BEIYMCIHTCILHOM TEXHWKH, HCIBITHIBAEMOTO B COCTa- fr
BC CHCTEMBI WM C HMHTATOPOM CHCTEMEI

T'OCT 1954293

Geritestorfestigkeitspegel eines Rechners
equipment immunity level of a computer
appareil niveau d’immunité de I’ordinateur

Systemstorfestigkeitspegel eines Rechners
system immunity level of a computer
systémes niveau d’immunité de I’ordinateur

QJIIEKTPOMATHUTHBIE ITOMEXHU

15 manocexynanas MMOYJILCHAS momexa (CpeacTBy BhUBCH- de
Tenbnoii Texnmkn); HUIT: UMmynscHAsS ToMexa CPEACTBY en
BBIYMCJIMTCIIGHON TEXHUKH, JUIMTEILHOCTh KOTOPOi jiexXuT fr
B MPEACHAaX OT ONHON HAHOCCKYHARI A0 ONHOI MHKpOCE-

KYHJIEI

16 Muxpocexyn/inas HMIyIbLCHAS noMexa (CPEACTBY BMUHCIH- de
Tenbnoii Texmmkn); MUIL: UmmyiscHast ToMexa CpeICTBY en
BBIMUCJIMTCIIGHON TEXHUKH, JUIMTEILHOCTh KOTOPOi JexuT fr
B IPCACHAAX OT ONHOM MHMKPOCEKYHAEL IO OTHON MWUIM-
CEKYHABL

17 pumaMmYecKoe H3MEHEHNE HANPSDKCHAA CETH IEKTponHTa- de
Hns (CPEACTBA BHMMCIMTE/ILHOH Texmukn): BHelHAg mo-
MEXa CPEICTBY BHEIMHUCIMTEILHOM TEXHWKH, MPEACTARIAIO- cn
mas co60if KPaTKOBPEMEHHOE OTKIIOHCHHE HATIPSTKEHHS B
CCTH JICKTPOIMTAHUS 34 PCTIAMCHTHPOBAHHBIC HIDKHMH fr
WJIM BEPXHUM TIPEACIBI, IATCILHOCTHIO OT MOJYIICPHOAA
YaCTOTHI MIEPEMEHHOTO TOKA A0 HECKOJBKHX CEKYHJ C TOC-
JICAYIONINM BO3BPAIICHHEM K MCXOTHOMY 3HAYCHHIO.
Il pumMedanue. Pamuaor TpH BHAA JTHHAMHYECKHUX

M3MCHCHWIH HAIPSDKCHUS B CETH DJICKTPOIMTAHMA. TIPOBAJIEI,

IIPEPLIBAHKS, BRIOPOCHI

Nanosckundenimpulstsrung zu Rechner
nanosecond impulse disturbance to a computer
nanoseconde  impulsion perturbation de
P’ordinateur

Microsekundenimpulstérung zu Rechner
microsecond impulse disturbance to a computer
microseconde  impulsion  perturbation de
P’ordinateur

dynamische Stromschwankungen im Anschluinetz
zu Rechner

dynamical change of mains voltage of a com-

puter

changement dynamique de 1a tension du réseau
d’alimentation électrique pour I’ordinateur

N3MEPEHHUE TIAPAMETPOB BDJIEKTPOMATHHUTHOM COBMECTHMOCTH

18 ucnniTyemoe cpeacTso BhrumucmMTeNbHoM Texunkn: Cpenctso de
BEIYMCIUTEIEHOM TEXHUKY, BO BHELHHMX IICISAX H/WIK B OK- €n
PYXAIOIIEM IIPOCTPAHCTBE KOTOPOTO M3MEPSACTCH YPOBCHBL fr
TIOMEXO3MUCCHH MIH TIPCAHAMEPEHHO CO3MAIOTCH BHCIITHUE
TIOMEXH C PEIVIAMCHTHPOBAHHEIMH IIAPAMETPAMH C IICIIBIO
HM3MEPCHUS YPOBHSA ITOMEXOYCTONYMBOCTH CPECICTBA BEITHC-
JIMTEIIGHON TEXHUKH

19 ycrpoiicTBO cBA3M (MMMTATOPA MMNYALCHMX momex): de
VeTpoitcTBO, ITpemHA3HAYCHHOE IS TIEPEAaTH UMUTHPYE- €n
MBEIX MMITYJIBCHEIX IIOMEX HA MCILITYEMOE CPEACTBO BHIYMC- fr
JIMTEIIbHON TEXHUKH

20 ycTpoiicTBO pa3psa3Ku (MMHTATOPA MMIYJLCHBIX mOMex): de
VceTpoitcTBO, ITpemHA3HAYCHHOE IS MCKITIOYCHHS BO3ICH- en
CTBUS MMUTHPYEMEIX MMITYJICHEIX IIOMEX IIPH MCIILITAHUAX  fr
CPEACTBA BEIYUC/IUTE/ILHOM TCXHUKH HA JPYTHE TCXHHICC-
KM€ CPEICTBA Yepe3 OOIIME DICKTPHICCKHUE TETH, 4 TAKKE
JJI1 ACKITIOUCHUA BO3I[CI7[CTBI/I5[ BHCIITHHAX ITOMCX HA UCIIBITY-
€MO€ CPEACTBO BRIMMCIUTCIBHOM TCXHUKH

21 ycTpOiiCTBO CBA3H-PA3BHA3KM (MMMTATOPA HMMIYJLCHMX HO- de
Mex): YCTpOMCTBO, COMEPXAINCC B CAMHOW KOHCTPYKIIMHM ¢n
YCTPOMCTBO CBA3H M YCTPOMCTBO Pa3BI3KM HMMHTATOpA UM- fr
TYJBECHEIX ITOMEX

22 MeToA KOHTAKTHOIO paspsana: Meron McOBITaHME cpeacTBa de
BEIMUCIIMTENILHOM TEXHUKHM Ha YCTOMIMBOCTE K JICKTPOCTa- ¢n
TUYCCKUM Pa3psAIaM, IIPH KOTOPOM PAa3PSAHELA HAKOHCY- fr
HHUK TEeHEpaTopa MIECKTPOCTATHICCKUX PA3PSIIOB BO BPEMSI
paspsiia HaXOAMTCA B COMPHUKOCHOBCHHH C MCIBITYCMBEIM
CPEICTBOM BHIYMC/IMTC/IEHON TEXHMKHM WM C ITIOCKOCTBIO
CBSI3H

77

zu testirender Rechner
computer under test
P’ordinateur en essai

Koppelungsanlage
coupling device
réscau de couplage

Entkoppelungsanlage
decoupling device
réscau de découplage

Koppelungs-Entkoppelungsanlage
coupling-decoupling device
réseau de couplage-découplage

Kontaktentladungs-methode
contact discharge method
méthode i décharge au contact
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23 meToa Bo3aymmoro paspsaa: Meron mcnmranuii cpeactBa de  Luftentladungsmethode

BLIYHC/IMTENLHOM TEXHMKHM HA YCTOMUMBOCTE K JIEKTpocTa- en  air discharge method
THYECKHMM pa3psijiaM, IIpH KOTOPOM Daspamaubii HakoHed- fr  méthode a décharge dans Iair
HHMK TE€HEpaTopa JJIEKTPOCTATHICCKUX Pa3psiiOB, HAXOHSI-
1UMIACS IO, HATIPSDKCHUEM, TIOCTCIICHHO ITPHOJIXAIOT K MC-
TLITYEMOMY CPEACTBY BRIYMCIMTENEHOM TEXHUKYU WIH TIOC-
KOCTH CBA3¥ N0 BO3HUKHOBCHUS WMIYJIBCHOIO pPa3psaa B
BO3yXe MEXIYy TCHEPATOPOM M CPEICTBOM BHIYUCITATEIb-
HOM TEeXHWKW MJIH ITIOCKOCTHIO CBSI3H

24 nmpsMoe BO3AEHCTBIE IEKTpOCTATHYECKOrO pa3psina: Boaneit- de  direkte elektrostatische Entladung
CTBME 3JIEKTPOCTATHUECKOIO Pa3psaa HEMOCPEACTBeHHO Ha en  direct discharge
HMCITBITYEMOE CPEICTBO BEIYMCIMTCIBLHOM TEXHUKH fr  décharge directe

25 HempsIMOE BO3JEHCTBHE JJIEKTPOCTATHUECKOTO paspsiaa: Bo3- de  indirekte elektrostatische Entladung

JIEHCTBHE JEKTPOCTATHICCKOTO Pa3pgaa Ha INIOCKOCTh CBA- en  indirect discharge
31, pa3MELIEHHYIO BOM3HM HUCITLITYEMOTO cpeacTsa Belumc- fr  décharge indirecte
JIMTEJIbHON TEXHUKU

AJIDABUTHBINA YKA3ATEJIb TEPMUHOB HA PYCCKOM SI3BIKE

Bo3aeiicTBre 3/IEKTPOCTATHYECKOTO Pa3psia HENPsSMOe

Bo3aeiicTBre 21EKTPOCTATHYECKOrO Pa3psaaa npsamoe

3anac ypoBHSI MOMEXOYCTONYMBOCTA CPEJACTBA BHIYMCIHTEIHHOH TEXHNKH

3amac ypoBHSI NOMEXO3MHCCHM CPEACTBA BLIMMCIMTENbLHONH TEXHMKH

3anac 3JeKTPOMATHMTHON COBMECTMMOCTH CPEJCTBA BLIYMCIIMTEIbHON TEXHMKH
W3MeHenne HANPSDKEHASA CETH JJIEKTPONMTAHNS CPEACTBA BHIYMCMTEIHHON TEXHNKN AMHAMMYECKOE
KagecTBo hyHKIMOHMPOBAHNMSA CPEACTBA BHIMMCIMTEILHON TEXHMKHM NMPH BO3AEHCTBMM BHEIIHMX NMOMEX
Mertoa Bo3aymHOro paspsaa

MeToA KOHTAKTHOrO pa3psasa

MHUII

HHUITI

Hopma na noMexoycToiiMMBOCTh CPEACTBA BLIYHCJIHTEIbHOH TEXHHKH

TTomexa cpeACTBY BRMHCIMTEIbHOH TEXHMKH BHEHMAA

Tlomexa CPeACTBY BLIYHCIHTEILHOH TEXHHKH BHYTPEHHSAA

Tlomexa CpeACTBY BHMHCIHTEIbLHOH TEXHMKM MMKPOCEKYHAHAS MMITYJIbCHAS
Tlomexa CpeACTBY BLIMMCIMTEIbHOH TEXHMKH HAHOCEKYHAHAA HMIYJbCHAs
TIomMexoyCTOHIHBOCTD CPEACTBA BHIYHMCIMTEILHOH TEXHHKHM MO CeTH NMUTAHMSA
CoBMECTHMOCTb CPEACTBA BHMMCIHTENLHOH TEXHHKH 3JIEKTPOMATHHTHAN

CpeacTBO BBLIYHC/IMTEIBHON TEXHHKH HCHBITYEMOE

YpoBeHb NOMEXOYCTOHYMBOCTH CPE/ICTBA BLIYMCIHTEILHOH TEXHAKH

VpoBeHb NMOMEXOYCTOHYMBOCTH CPEACTBA BHIYMCIMTEILHON TEXHHKH ANNAPATYPHBIH
YpoBeHs NOMEXOYCTOHYMBOCTH CPE/CTBA BHIYHCIMTEILHOH TEXHHKH CHCTEMHBIH
VpoBeHb 3JIEKTPOMATHHTHON COBMECTHMOCTH CPEACTEA BHIYMCIHMTE/ILHOH TEXHUKH
YeTpoiicTBO Pa3BA3KH HMHTATOPA HMIYJILCHRIX NOMEX

VCTpoiicTBO CBA3H MMHTATOPA HMIYJILCHBIX MOMEX

VcTpoiicTBO CBA3N-PA3BAIKH HMATATOPA HMIYJILCHBIX HOMEX

enb cpeacTBa BLYMCIMTENLHON TEXHHKH BHEHIHAA JJIEKTPHYCCKAS

BMC CBT

AJIPABUTHBINA YKA3ATENIb TEPMHMHOB HA HEMEITKOM S3BIKE

Bereich der Storungemissionspegels eines Rechners
Direkte elektrostatische Entladung

Dynamische Stromschwankungen im AnschluBnetz zu Rechner
Elektromagnetische Rechnervertiiglichkeit
Elektromagnetische Vertriglichkeitsbereich eines Rechners
Elektromagnetischer Vertriglichkeitspegel eines Rechners
Entkoppelungsanlage

Externe Rechnerleitungen

Externe Storung zu Rechner

Geratestorfestigkeitspegel eines Rechners

Grenzpegel der Rechnerstorfestigkeit
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Indirekte elektrostatische Entladung 25
Innererechnerstérung 5
Kontaktentladungsmethode 22
Koppelungsanlage 19
Koppelungs- Entkoppelungsanlage 21
Luftentladungsmethode 23
Microsekundenimpulstérung zu Rechner 16
Nanosekundenimpulstérung zu Rechner 15
Rechnerleistung 2
Rechnerstorfestigkeit 6
Storfestigkeitsbereich eines Rechners 1
Storfestigkeitspegel eines Rechners 7
Systemstorfestigkeitspegel eines Rechners 14
Zu testirender Rechner 18

AJIGABATHBINA YKA3ATEJIHD TEPMHHOB HA AHTJIMICKOM SA3BIKE

Air discharge method 23
Computer under test 18
Contact discharge method 2
Coupling device 19
Coupling-decoupling device 21
Decoupling device 20
Direct discharge 24
Dynamical change of mains voltage of a computer 17
Electromagnetic compatibility level of a computer 9
Electromagnetic compatibility of a computer 1
Electromagnetic compatibility margin of a computer 12
Emission margin of a computer 10
Equipment immunity level of a computer 13
External disturbance to a computer 4
External electric circuits of a computer 3
Immunity level of a computer 7
Immunity limit of a computer 8
Immunity margin of a computer 11
Indirect discharge 25
Internal disturbance to a computer 5
Mains immunity of a computer 6
Microsecond impulse disturbance to a computer 16
Nanosecond impulse disturbance to a computer 15
Performance of a computer 2
System immunity level of a computer 14
AJIABUTHBIN YKA3ATEIDB TEPMHAHOB HA ®PAHITY3CKOM A3BIKE
Apparel niveau d’immunité de I’ordinateur 13
Changement dynamique de la tension du réseau d’alimentation électrique pour I’ordinateur 17
Compatibilité électromagnétique de I’ordinateur 1
Conducteurs externes de I’ordinateur 3
Décharge directe 24
Décharge indirecte 25
Fonctionnement de 1’ordinateur 2
Immunité par rapport a ’alimentation de I’ordinateur 6
Limite d’immunité de I’ordinateur 8
L’ordinateur en essai 18
Marge de compatibilité électromagnétique de I’ordinateur 12
Marge d’emission de I’ordinateur 10
Marge d’immunité de I’ordinateur 11
Méthode a décharge au contact 22
Méthode a décharge dans I’air 23
Microseconde impulsion perturbation de ’ordinateur 16
Nanoseconde impulsion perturbetion de 1’ordinateur 15
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Niveau d’immunité de 1’ordinateur 7
Niveau de compatibilité électromagnétique de 1’ordinateur 9
Perturbation externe de 1’ordinateur 4
Perturbation interne de I’ordinateur 5
Réseau de couplage 19
Réseau de couplage-découplage 21
Réseau de découplage 20
Systémes niveau d’immunité de 1’ordinateur 14
IIPUTIOXEHHUE
(cnpasounoe)

TEPMHUHBI ¥ ONIPEJIEJIEHHUS OBINETEXHUYECKUX ITOHATHIA,
MCIIOJIb30BAHHBIE B CTAH/IAPTE

ceTeBas mMoMexa: DIEKTPOMATHUTHAS ITOMeXa, TiepeaaBacMas TEXHUIECKOMY CPEICTBY IO ITPOBOIAM, COEIHES-
IOIIUM €TO C CETBIO DJICKTPOIMMTAHUS

TMPOBAJ HANPSDKeHns: J[MHAMUUIECKOE U3MEHEHUE HATIPSIKCHUS B CETU JICKTPONIMTAHUS B BUAC CHIDKCHUA Ha-
IIPSKCHUSA 338 HIDKHUH TOITYCTUMBINA TTPEICT

NpephBAHNE HANpsKenMs: JMHAMUYECKOEC U3MEHEHUE HANPSDKEHUS B CETU SJICKTPONTUTAHUSI B BULE CHIDKCHUS
HAIPSKCHUS IO HOJS

Boifpoc Hampsokemms: /[MHAMWYECKOC M3MCHCHWE HAIIPSIKCHUS B CCTU JICKTPONMMTAHUS B BUAC MOBBILICHHS
HaNMPsDKEHWS 32 BEPXHUN TOMYCTUMBINA TIPEE

IJIOCKOCTh 3a3emiienus: MeETaTMIECKHWA JTMCT PETVIAMEHTUPOBAHHBIX Pa3MEPOB, MCIONAL3YEMBIH B KAaYECTBE
00IIIETO 3a3EMJISIONIETO IMMPOBOAHUKA JISI MCIIBITYEMOTO CPEICTBA BRIYMCIIUTEILHOM TCXHUKM, UMHTATOPA TOMEX H
YCTPOMCTBA CBSI3U-PA3BA3KU

TIJIOCKOCTh CBA3M: METaITMUECKIiA JIUCT PETJIAMECHTUPOBAHHBIX PA3MEPOB, HA KOTOPEIH IIPOM3BOAMUTCS SJICKTPO-
CTATUYCCKUM Pa3psifi TP UMUTAIMU HEMPSIMOTO BO3MCHCTBUS SICKTPOCTATHYCCKUX PA3PSIOB Ha MUCIEITYEMOE CPEJi-
CTBO BBIYHMCIUTCIIBHOM TCXHUKA

NHOOPMAITMOHHBIE JIAHHBIE
CCBLTIOYHBIE HOPMATUBHO-TEXHUYECKHWE IOKYMEHTBI

O6o3nauenmne HT/I, Ha KOTOpEIH AaHA CCHIIKA Homep pasaena, myHkTa
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